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摘要(译)

一种分析装置，包括：分离腔18，用于通过使用离心力将测试液分离成
溶液组分和固体组分;用于保持已转移的分离的固体组分的一部分的较高
比重组分定量腔23;样品溶液溢流腔22设置在较高比重成分定量腔23和分
离腔18之间，并连接到连接通道21，用于从分离腔18输送样品液;在分离
腔18中形成毛细管腔19，用于暂时将分离的溶液成分（血浆）保持在分
离腔18中。残留在分离腔18中的血浆成分57a被毛细管腔19捕获。
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